


Atelier 1 : Fiabilité expérimentale

• Essais accélérés Daniel TRIAS (SERMA)

• Essais aggravés Henri GREZKOWIAK (HGC)/ David Delaux (Valeo)

• Fiabilité de condensateur électrolyte  Moncef KADI (IRSEEM/ESIGELEC)

• Fiabilité et qualification de transistor MOSFET Niemat MOULTIF (GPM/CNRS)

• Diagnostique de défauts sur convertisseur Houcine CHAFOUCK (IRSEEM/ESIGELEC)



Synthèse Atelier 1
• Emanations des travaux WP1, WP2 et WP3

• 2 présentations axées essais

• 3 présentations axées analyses composants/système



Synthèse Atelier 1


